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METROLOGIA PROMIENIOWANIA
OPTYCZNEGO W POLSKIEJ StUZBIE MIAR

STRESZCZENIE W referacie przedstawiono podstawy
prawne dziafalno$ci, zadania i strukture polskiej administracji miar
uwzgledniajgc dziatalno$¢ nalezacych do niej laboratoriow pomiaro-
wych specjalizujgcych sie w metrologii promieniowania optycznego.
Omodwiono praktyczne aspekty zwigzane z zachowywaniem spojnosci
w pomiarach i role porownan miedzynarodowych organizowanych
przez BIPM, Miedzynarodowe Biuro Miar i Wag oraz EUROMET,
Europejskq Wspotprace w Dziedzinie Wzorcow Jednostek Miar.
Przedstawiono informacje nt. uzyskania certyfikatu akredytacji przez
laboratoria pomiarowe stuzby miar oraz omowiono perspektywy
rozwoju w dziedzinie metrologii promieniowania optycznego w Gfow-
nym Urzedzie Miar na tle zamierzen laboratoriow nalezgcych do
przodujgcych zagranicznych Narodowych Instytucji Metrologicznych.

Stowa kluczowe: administracja miar, promieniowanie optyczne

1. ORGANIZACJA StUZBY MIAR W POLSCE

Zgodnie z aktualnie obowigzujgcqg ustawg Prawo o miarach [1] za zapew-
nienie jednolitosci miar i wymaganej doktadnosci pomiaréw wielkosci fizycz-
nych w Rzeczypospolitej Polskiej, w tym rowniez tych stosowanych w metrologii
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promieniowania optycznego, odpowiada administracja rzgdowa, ktérg tworza
w tym zakresie Gtowny Urzad Miar, Okregowe i Obwodowe Urzedy Miar. Gtow-
ny Urzad Miar jako instytucja zostat powotany do istnienia w pierwszych mie-
sigcach tworzenia sie administracji panstwa polskiego powracajgcego na mape
Europy po 123 latach niewoli, po | wojnie swiatowej, tj. w 1919 roku. Pierwszym
jego zadaniem byto ujednolicenie systemu miar na terytorium nowego panstwa,
gdzie spotkaty sie 3 rdézne systemy miar obowigzujgce wowczas na ziemiach
dawnych 3 zaboréw.

Do podstawowych zadanh dnia dzisiejszego, jakie na Gtéwny Urzad Miar
nakfada ustawa, nalezg miedzy innymi:

» budowa, utrzymywanie i modernizacja panstwowych wzorcéw jednos-
tek miar, czyli wzorcow jednostek miar uznanych urzedowo w Polsce za
podstawe do przypisywania wartosci innym wzorcom jednostki miary
danej wielkosci;

» wykonywanie zadan z zakresu sprawowania prawnej kontroli metro-
logicznej, czyli takiej, w ktorej panstwo, w trosce o interesy swoich oby-
wateli, poczuwa sie do obowigzku sprawdzania poprawnosci wskazan
przyrzaddéw pomiarowych wykorzystywanych w ochronie zdrowia, ochro-
nie srodowiska, ochronie bezpieczenstwa i porzadku publicznego, roz-
liczeniach handlowych i czynnosciach urzedowych zwigzanych z po-
bieraniem opfat (aktualnie do tych kategorii nie sg zaliczane zadne
z przyrzaddw uzywanych w pomiarach promieniowania optycznego);

= wzorcowanie i ekspertyzy przyrzgdow pomiarowych: dziatalnos¢ ta nie
ma charakteru wymuszonego przez przepisy tworzone przez panstwo,
tak jak w obszarach objetych metrologig prawna, ale rozwija sie z uwagi
na staty wzrost liczebny laboratoriow, ktorych macierzyste organizacje
decydujg sie na wdrozenie u siebie systemow jakosci, opartych prze-
waznie na normach ISO, gdzie wymog okresowej kontroli posiadanego
sprzetu pomiarowego jest jednym z podstawowych wymagan;

» prowadzenie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie metrologii, co
w sposob naturalny wynika z potrzeb zwigzanych ze statym doskona-
leniem stanowisk pomiarowych i dgzenia do uzyskiwania coraz dosko-
nalszych i dokfadniejszych metod odtwarzania i przekazywania jednos-
tek miar w odpowiedzi na nowe rosngce wymagania i oczekiwania
klientow krajowych i zagranicznych;

» doradztwo i konsultacje w sprawach miar, co réwniez znajduje swoj
wyraz w rosngcym zaangazowaniu pracownikéw Gtéwnego Urzedu
Miar w prezentowaniu swoich dokonan na konferencjach naukowych
poswieconych osiggnieciom wspotczesnej metrologii, a takze na udzia-
le i organizacji takich imprez popularyzatorskich jak Dzien Otwarty, czy
Piknik Naukowy Polskiego Radia BIS;
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= sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepiséw ustaw: Prawo
0 miarach i Prawo probiercze, co polega na przyktad na kontrolowaniu,
czy wagi w sklepie lub dystrybutory paliwa na stacjach benzynowych sg
okresowo sprawdzane (legalizowane) zgodnie z obowigzujgcymi dla
nich odpowiednimi przepisami;

= wspotpraca z miedzynarodowymi i krajowymi organizacjami i instytu-
cjami metrologicznymi; w dziedzinie metrologii promieniowania optycz-
nego nalezy tu wymieni¢c EUROMET (Europejskg Wspotprace w Dzie-
dzinie Wzorcow Miar), CIE (Miedzynarodowg Komisje Oswietleniowq),
AIC (Miedzynarodowe Stowarzyszenie Barwy).

Obecnie w ramach krajowej struktury stuzby miar oprécz centrali w War-
szawie dziata 9 Okregowych i 62 Obwodowe Urzedy Miar, ktére swoim zasie-
giem obejmujg catg Polske.
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Rys. 1. Terenowa administracja miar i jej zasieg terytorialny
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W strukturze organizacyjnej Gtownego Urzedu Miar wyodrebnione sg
trzy podstawowe dziaty: metrologii naukowej i przemystowej, metrologii prawnej
oraz probiernictwa. Laboratoria zajmujace sie metrologig promieniowania optycz-
nego skupione sg w Zaktadzie Promieniowania Optycznego, ktéry wraz z po-
zostatymi czterema Zakfadami — Diugosci i Kata, Masy, Metrologii Elektrycznej
oraz Fizykochemii — nalezy do dziatu metrologii naukowej i przemystowe;.

2. ZAKRES ZAINTERESOWAN | MOZLIWOSCI POMIA-
ROWYCH POLSKIEJ SLUZBY MIAR W DZIEDZINIE
METROLOGII PROMIENIOWANIA OPTYCZNEGO

W skitad Zaktadu Promieniowania Optycznego Gtéwnego Urzedu Miar
w Warszawie wchodzg nastepujace laboratoria pomiarowe:
¢ Wzorcéw Spektrofotometrycznych,
¢ Wzorcéw Barwy,
¢ Fotometrii i Radiometrii.

W tabeli 1 zebrane sg informacje dotyczace zakresu dziatalnosci po-
miarowej prowadzonej w poszczegolnych laboratoriach Zaktadu.

Poza centralg w Warszawie ustugi pomiarowe w dziedzinie metrologii
promieniowania optycznego $wiadczone sg rowniez w oddziatach terenowych
w Poznaniu, Lodzi i Biatymstoku (wzorcowanie luksomierzy) oraz we wszystkich
9 Okregowych Urzedach Miar w zakresie wzorcowania spektrofotometrow. We
wszystkich dziedzinach metrologii reprezentowanych w terenowych oddziatach
polskiej stuzby zachowanie spojnosci w pomiarach miar realizowane jest po-
przez odniesienie wzorcéw stosowanych w terenie do wzorcow wyzszego rzedu
utrzymywanych w Gtéwnym Urzedzie Miar. W dziedzinie fotometrii sg to wzorce
robocze oparte na lampach zarowych odniesione do panstwowego wzorca swiat-
losci, a w dziedzinie spektrofotometrii — szklane filtry wzorcowe, powigzane
z wzorcem odniesienia widmowego wspétczynnika przepuszczania.

3. WSPOLPRACA MIEDZYNARODOWA

Istotnym elementem utrzymywania stanowisk wzorcowych na odpowiednim
poziomie wiarygodnosci jest sprawdzanie doktadnosci prowadzonych na nich po-
miaréw za pomocg poréwnan otrzymywanych wynikéw z wynikami uzyskiwanymi



Metrologia promieniowania optycznego w polskiej stuzbie miar 117

TABELA 1

Podstawowe zadania i ustugi Laboratorium Wzorcéw Spektrofotometrycznych

Utrzymywanie wzorca odniesienia widmowego wspoétczynnika przepuszczania

Wzorcowanie wzorcow (achromatycznych i barwnych) gestosci optycznej widmowego
wspotczynnika przepuszczania kierunkowego

Wzorcowanie spektrofotometréw (dla gestosci optycznej widmowego wspotczynnika
przepuszczania kierunkowego)

Wzorcowanie wzorcow (achromatycznych i barwnych) widmowego wspotczynnika
przepuszczania kierunkowego

Wzorcowanie spektrofotometréw (dla widmowego wspotczynnika przepuszczania
kierunkowego)

Wzorcowanie wzorcow dtugosci fali

Wzorcowanie spektrofotometréw (dla diugosci fali)

Podstawowe zadania i ustugi Laboratorium Wzorcéw Barwy
Utrzymywanie wzorca odniesienia widmowego wspoétczynnika odbicia

Wzorcowanie wzorcéw (achromatycznych i barwnych) widmowego wspétczynnika odbicia
rozproszonego (geometria 8/d)

Wzorcowanie wzorcéw (achromatycznych i barwnych) widmowego wspétczynnika luminancji
(geometria d/0 i d/8)

Wzorcowanie wzorcéw (achromatycznych i barwnych) widmowego wspétczynnika odbicia lub
luminancji dla wyznaczenia ich parametréw kolorymetrycznych

Wzorcowanie kolorymetrow tréjchromatycznych i spektrofotometrow odbiciowych
Podstawowe zadania i ustugi Laboratorium Fotometrii i Radiometrii

Utrzymywanie panstwowego wzorca jednostki miary swiattosci i panstwowego wzorca
jednostki miary strumienia swietlnego

Utrzymywanie wzorca odniesienia widmowej czutosci odbiornikéw promieniowania, wzorca
odniesienia temperatury barwowej, wzorca odniesienia potysku

Wzorcowanie wzorcéw Swiattosci (lampy zarowe)

Wzorcowanie wzorcéw strumienia swietlnego (lampy zarowe)

Wzorcowanie wzorcow temperatury barwowej najblizszej (lampy zarowe)

Wzorcowanie luksomierzy cyfrowych
Wzorcowanie miernikéw luminancji
Wzorcowanie kolorymetrow tréjchromatycznych do pomiaru chromatycznosci zrédet swiatta

Wzorcowanie wzorcéw czutosci widmowej (przy dtugosciach fali promieniowania laserowego
488 nm, 514 nm, 632 nm)

Wzorcowanie materiatéw fotoluminescencyjnych (pomiar luminancji i czasu zaniku)
Wzorcowanie potyskomierzy

Wzorcowanie wzorcow luminancji

Wzorcowanie wzorcéw czutosci widmowej (promieniowanie monochromatyczne od 380 nm
do 1600 nm)

Wzorcowanie miernikbw mocy promienistej (promieniowanie monochromatyczne od 380 nm
do 1600 nm)

Wzorcowanie miernikbw mocy promienistej przy wybranych dtugo$ciach fali promieniowania
laserowego

Wzorcowanie miernikéw $wiatta biatego i nadfioletu stosowanych w badaniach
nieniszczacych (NDT)
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w analogicznych warunkach przez laboratoria zagranicznych odpowiednikow
Gtéwnego Urzedu Miar (krajowych instytucji metrologicznych — NMI). Polska
jest od 1998 roku cztonkiem zwyczajnym EUROMET i od tego momentu bierze
udziat w organizowanych pod jego egidg poréwnaniach kluczowych i uzupet-
niajgcych pomiaréw roznych wielkosci fizycznych. W dziedzinie promieniowania
optycznego wytypowanych zostato szes$¢ wielkosci fizycznych, dla ktérych orga-
nizowane sg porownania na wzor podobnych poréwnan o zasiegu ogoélno-
Swiatowym, prowadzonych przez CCPR (Komitet Doradczy Fotometrii i Radio-
metrii przy Miedzynarodowym Komitecie Miar — CIPM).

Ostatnie edycje porownan i udziat w nich laboratoriow Zaktadu Promie-
niowania Optycznego przedstawia tab. 2 (uwzgledniono tu takze udziat w po-
réwnaniach organizowanych przez COOMET, ktérego cztonkiem w poprzednich
latach byt réwniez Gtéwny Urzad Miar, oraz poréwnania dwustronne).

TABELA 2
Lata Nazwa Wielkos¢ fizyczna
1998 — 2002 | COOMET 152/DE/97 | Widmowy wspotczynnik odbicia
1999 — EUROMET 538 Widmowy wspétczynnik przepuszczania
(EUROMET.PR-K6) kierunkowego
1999 — 2000 Wspotczynnik odbicia wzorcéw ze szkiet rosyjskich

na stronach polerowanych i matowych.
(GUM Polska — PTB (Niemcy)

2001- 2002 Widmowy wspétczynnik przepuszczania
kierunkowego w zakresie UV-VIS-NIR

(GUM Polska — BietGim Biatorus)

2001 — 2002 Widmowy wspétczynnik odbicia wzorcow ze szkiet
rosyjskich na stronach polerowanych i matowych.

(GUM Polska — BietGim Biatorus)

2003 — 2003 Swiattosé i temperatura barwowa
(GUM Polska — BietGim Biatorus)
2003 - EUROMET 587 Czutos¢ widmowa w zakresie widmowym

(EUROMET.PR-K-2.b) | (300-1000) nm

W roku 2006 planowane jest rozpoczecie kluczowych poréwnan widmo-
wego wspoétczynnika odbicia rozproszonego (laboratorium prowadzace nalezy
do Wegierskiego Instytutu Metrologicznego — OMH i brato wczesniej udziat
w analogicznych poréwnaniach organizowanych przez CCPR). W roku 2007 spo-
dziewane jest rozpoczecie kluczowych porownan w zakresie pomiaréw swiat-
tosci i strumienia sSwietlnego; tu pilotem jest PTB (Niemcy), réwniez uczestnik
poréwnan kluczowych CCPR w tych dwéch dziedzinach pomiarowych. We
wszystkich wymienionych wyzej poréwnaniach kluczowych przewidywany jest
udziat laboratoriow Zaktadu Promieniowania Optycznego.
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Wzajemng zalezno$¢ porownan ogolnoswiatowych (organizowanych pod
egidg BIPM) i porownan o zasiegu europejskim (pod egidg EUROMET) poka-
zuje schemat zaczerpniety z raportu Blevina [2].
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BIFM Key Comparisons

Key Comparisons Key Comgarisons
eto

Schematic iflustration of how BIPM key comparisons of national measurement standards,
linked with corresponding regional kKey comparisons and bilateral comparisons, can
efficiently provide a techmical basis for assessing the degree of equivalence of the national
standards of many countries.

National Metrology Institote (NMI) participating in the BIPM key comparison.
NMI participating in regional key comparisons.

NMI participating in both BIPM and regional key comparisons.

Orther MMIL

e mE O

Bilateral key comparison.

Rys. 2. Schemat wzajemnych powigzan miedzy wynikami pomiarow
uzyskiwanych w poréwnaniach o zasiegu ogélnoswiatowym i regio-
nalnym

Z zasady przyjecia niektorych wielkosci jako kluczowe wynika, ze nie dla
wszystkich wielkosci fizycznych i zwigzanych z nimi wzorcowanh przyrzadoéw po-
miarowych organizuje sie poréwnania miedzylaboratoryjne, ale od wszystkich
przyrzadow zaangazowanych w przekazywanie jednostek miar wymaga sie po-
siadania dokumentow swiadczacych o ich spojnosci pomiarowej z wzorcami
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wyzszego rzedu, czyli na przyktad tych utrzymywanych w wiodacych swia-
towych instytutach metrologicznych, takich jak NIST, PTB czy NPL. Oznacza to
w praktyce, ze wszystkie istniejagce w Gtéwnym Urzedzie Miar wzorce odnie-
sienia stuzgce do przekazywania jednostek miar na przyrzady i wzorce niz-
szego rzedu posiadajg swoje udokumentowane odniesienie do wzorcow za-
granicznych (o ile same nie sg wzorcami absolutnymi lub pierwotnymi, czyli
takimi, ktorych sie nie wzorcuje, ale ocenia w poréwnaniach miedzynarodo-
wych). Spojnos¢ pomiarowg wzorcow odniesienia stosowanych w dziatalnosci
Zaktadu Promieniowania Optycznego przedstawia tab. 3.

TABELA 3

Nazwa wzorca dla danej wielkosci fizycznej Zrédto spéjnosci (odniesienie)
Wzorzec wspotczynnika przepuszczania oparty na Wzorzec pierwotny
spektrofotometrze CARY 5E

Wzorzec widmowego wspétczynnika odbicia NPL, Wielka Brytania
Panstwowy wzorzec jednostki miary SwiattoSci PTB, Niemcy
Panstwowy wzorzec jednostki miary strumienia PTB, Niemcy
swietlnego

Wzorzec radiometryczny (odbiornik typu putapki Wzorzec absolutny
Swietlnej)

Wzorzec temperatury barwowej najblizszej 2856 K NPL, Wielka Brytania
Wzorzec potysku BAM, Niemcy

4. AKREDYTACJA LABORATORIOW POMIAROWYCH

W zwigzku z wymaganiami zawartymi w postanowieniach miedzynaro-
dowego porozumienia o0 wzajemnym uznawaniu wynikow wzorcowan MRA,
ktorego Gtéwny Urzad Miar byt jednym z sygnatariuszy, w laboratoriach centrali
w Warszawie, a potem rowniez w terenowych oddziatach stuzby miar w catej
Polsce zostat wprowadzony system jakosci w oparciu o norme ISO/IEC
17025:2001. Stosowna deklaracja o wprowadzeniu systemu jakosci w Gtownym
Urzedzie Miar zostata ztozona i zaakceptowana w czasie spotkania Forum
Jakosci EUROMET w Lizbonie w lutym 2004 roku (wprowadzenie systemu ja-
kosci na drodze samodeklaracji). W odpowiedzi na rosngce oczekiwania klien-
téw krajowych, jak i tendencje zauwazalne w szeregu zagranicznych osrodkow
metrologicznych, zostata podjeta decyzja o poddaniu sie zewnetrznej ocenie
kompetencji w dziedzinie Swiadczenia ustug metrologicznych, w celu uzyskania
akredytacji przez laboratoria wzorcujgce polskiej stuzby miar na zgodnos¢ z wy-
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maganiami normy ISO/IEC
17025:2001. Ocena 22 labo-
ratoriow z Gtéwnego Urzedu
Miar zostata przeprowadzona
jesienig 2005 roku przez Pol-
skie Centrum Akredytacji z udzia-
tem 14 zagranicznych audyto-
row technicznych (promienio-
wanie optyczne zostato oce-
nione przez audytora z NPL,
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boratoriéw wzorcujacych, wsrod
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5. PERSPEKTYWY ROZWOQOJU

Rosngce zapotrzebowanie na ustugi metrologiczne na najwyzszym po-
ziomie swiadczone w powotanej specjalnie do tego celu instytucji, jakg w Pol-
sce reprezentuje Gtowny Urzad Miar wymaga podejmowania ciggtych staran
ukierunkowanych na utrzymywanie i rozwoj posiadanych stanowisk pomiaro-
wych. Rozpoczety w 2005 roku program wspotpracy naszej instytucji z osrod-
kami akademickimi i instytutami naukowymi specjalizujgcymi sie¢ w naukowym
podejsciu do problemdéw metrologicznych powinien w sposéb zauwazalny przy-
czynic¢ sie do tego rozwoju otwierajgc jednoczesnie nowe perspektywy i nowe
pola zastosowan dla pomiarow o najwyzszej dokfadnosci. Wstepnie sformuto-
wane i wyselekcjonowane zostaty 62 tematy prac naukowo-badawczych, kto-
rych podjeciem i wdrozeniem bylyby zainteresowane poszczegdlne laboratoria
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Gtéwnego Urzedu Miar. Wsrod nich znalazto sie rowniez 9 tematow z zakresu
zainteresowan Zaktadu Promieniowania Optycznego, m.in.:
» state wzorce widmowego wspoétczynnika przepuszczania na zakres UV
i NIR;
= state wzorce dtugosci fali na zakres UV;
= wyznaczanie niejednorodnosci powierzchniowej i objetosciowej statych
wzorcow spektrofotometrycznych i wzorcow barwy (w Swietle przepusz-
czonym);
= pomiary absolutne wspotczynnika odbicia na przyktadzie metody Erba
i metody goniospektrofotometrycznej;
= opracowanie metody pomiaru rozktadu powierzchniowego czutosci wid-
mowej fotodiod i ogniw krzemowych;
= opracowanie i realizacja uktadu optycznego majgcego na celu wzmoc-
nienie wigzki promieniowania lampy deuterowej wchodzacej i wycho-
dzacej z monochromatora w pomiarach UV;
» wykorzystanie matryc aparatow cyfrowych do szybkich pomiaréw roz-
ktadu powierzchniowego natezenia napromienienia réznych przekrojow
wigzki promieniowania optycznego.

Rosnagce zainteresowanie udziatem NMI (narodowych instytucji metro-
logicznych, odpowiednikow Gtownego Urzedu Miar) w prowadzeniu prac ba-
dawczych z zakresu pomiarow w dziedzinach o coraz szerszym spotecznym
zapotrzebowaniu, takich jak metrologia chemiczna, nanometrologia czy metro-
logia w biotechnologii, doprowadzito do zjednoczenia wysitkéw tych instytucji na
rzecz sformutowania i opracowania wspoélnego programu dziatann w ramach Unii
Europejskiej. W latach 2001...2003 w ramach projektu MERA zbierane byty
informacje o formach zaangazowania poszczegélnych NMI w prace naukowo-
badawcze, a od kwietnia 2005 ruszyt kolejny projekt i-MERA (implementacja
MERA), ktérego jednym z celdow jest uruchomienie pilotazowego projektu ba-
dawczego dla rozpoznania mozliwosci wspotpracy NMI i instytutéw naukowych
we wspolnym europejskim metrologicznym programie badawczym [4]. Jednym
z widocznych efektéw dotychczasowej wspotpracy NMI w ramach i-MERA sg
zaproponowane przez poszczegolne branze metrologii tzw. mapy drogowe
(roadmaps) dajace wyobrazenie o potencjalnych polach rozwoju i potrzebach
rysujgcych sie w poszczegolnych dziedzinach pomiarowych w perspektywie
najblizszych 20-25 lat. Dla przyktadu, do opisu mapy drogowej z dziedziny
promieniowania optycznego nazwanej roboczo “Optical Radiation: better life”
zastosowano nastepujgce stowa kluczowe: ,medical imaging, optical radiation
protection, water disinfection, medical treatment: diagnostics and therapy,
artificial tissue, climate changes, ozone problems, air water — light pollution,
bio-sensors, homeland security (IR), cultural heritage”.
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Prace aktualnie prowadzone w laboratoriach Zaktadu Promieniowania
Optycznego w Warszawie nie siegajg az tak daleko w przysztos¢, ale odpo-
wiadajg na biezgce potrzeby pojawiajgce sie czasem zupetnie niespodziewanie
ze strony naszych klientéw. Przyktadami mogg tu by¢ chociazby pomiary
zwigzane z kontrolg produkcji materiatéw fluorescencyjnych stosowanych do
wytwarzania znakow ostrzegawczych i bezpieczenstwa. Od wielu lat obser-
wujemy ciggty wzrost zainteresowania wzorcowaniem miernikow bliskiego nad-
fioletu wykorzystywanych pomocniczo w badaniach nieniszczacych (NDT) i sta-
ramy sie nadgza¢ za rosngcymi wymaganiami ze strony klientdw mimo przes-
wiadczenia o drugorzednym znaczeniu tego oprzyrzadowania w catym procesie
kontroli produkcji.

Najbardziej spektakularnym przyrzadem pomiarowym, z ktérym mu-
sieliSmy sie zmierzy¢ w ostatnich latach pozostaje jednak miernik wspotczyn-
nika przepuszczania szyb samochodowych, oparty wprawdzie na miedzy-
narodowych przepisach (norma ISO, regulamin EKG ONZ), ale bardziej zdajacy
sie by¢ wynikiem mody na samodzielne przyciemnianie szyb samochodowych
(jedna z form tuningu auta) niz trwatym i potrzebnym elementem wyposazenia
pomiarowego powstatym dla zaspokojenia potrzeb wspotczesnej techniki mo-
toryzacyjnej.
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OPTICAL RADIATION MEASUREMENTS
IN POLISH METROLOGICAL ADMINISTRATION

L. LITWINIUK

ABSTRACT Legal basis, tasks and structure of Polish
metrology administration is presented including activities of
laboratories involved in optical radiation measurements. Practical
aspects related to traceability of measurement standards and a role
of international comparisons organized by BIPM (Bureau International
des Poids et Mesures/Bureau of Weights and Measures, and by
EUROMET (European Collaboration in Measurement Standards) are
described. An information on accreditation of laboratories in Polish
metrological administration is given and perspectives of development
in optical radiation metrology in the Central Office of Measures in
comparison with projects created in laboratories of leading foreign
National Metrological Institutes is discussed.



